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1) LaC

de I'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natigna
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions/de™Nqo
I'électficité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activité

Leur
sujet

liaisor) avec la CEIl, participent également aux travaux.

Inter

2) Les dgcisions ou accords officiels de la C
du pogsible un accord international sur les_suje

sont
3) Les

commje normes, rapports techniques ou guid

4) Dans |e but d'encourager l'upification j i itésvhationaux de la CEl s'engagent a ap
facon |transparente, dans tQute s i 5 NO s internationales de la CEI dans leu

natio

corregpondante doit étrg imdi e a te derniére.

5) La CHI n’a fixé ays ‘ guage comme indication d’approbation et sa resy
n’est pas enga étiel e g corfforme a I'une de ses normes.

6) L'atteption est attirée e _fai ai les éléments de la présente Norme internationale pey
I'objetl de droits {étéN ® ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tg
respopsable de avoir identifjé de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existen

La Norme i 076-2 a été établie par le sous-comité 48B: Connect

comité . @omposants électromécaniques et structures mécaniqu

équipe

Le texte e est issu des documents suivants:
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR APPLICATIONS ANALOGIQUES
EN COURANT CONTINU ET A BASSE FREQUENCE ET POUR
APPLICATIONS NUMERIQUES UTILISANT DES DEBITS ELEVES
POUR LE TRANSFERT DES DONNEES —

Partie 2: Connecteurs circulaires sous assurance de la qualité —
Spécification intermédiaire

AVANT-PROPOS

HI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatior’ montliale

glaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux
raité peut participer. Les organisations internationale

nptionale de Normalisation (ISO), selon des conditio

représentés dans chaque comité d’'études.

mandations internationales. lls so
s par les Comités nationaux.

dpcuments produits se présentent so

nfales et régionales. € de la CEIl et la norme nationale ou

Lomposée
r objet de
aines de
ationales.
5sé par le
htales, en
janisation
ipns.

a mesure
ntéressés

't publiés

pliquer de
S normes
régionale

onsabilité

vent faire
nue pour
e.

purs, du
es pour

FBtS Rapportdevote

48B/731/FDIS 48B/749/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

La présente partie 2 constitue la spécification intermédiaire dans le systéeme CEIl d’assurance

delaq

ualité des composants électroniques (IECQ) pour les connecteurs circulaires.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR USE IN DC,
LOW-FREQUENCY ANALOGUE AND DIGITAL
HIGH SPEED DATA APPLICATIONS -

Part 2: Circular connectors with assessed quality —
Sectional specification
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Stand
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Internat
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ted to technical committees; any IEC National Committee
pate in this preparatory work. International, governme

andardization (ISO)
zations.

brmal decisions or agreements of
htional consensus of opinion on the
Il interested National Committees.

er to promote internagional unificati bi olvmittees undertake to apply IEC In
hrds transparently té A n their national and regional stand
ence between th escorresponding national or regional standard shall
ed in the latter.

FC provides no i rdicate_its approval and cannot be rendered responsib
nent decl i el i it§ standards.
on is drawng tF ibili qQme of the elements of this International Standard may be t

bnt rights. The 9 9 ¢hd responsible for identifying any or all such patent rights.
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Flectromechanical components and mechanical struct

based on the following documents:
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promote
fields. To
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with may
s liaising
anization
the two

sible, an
bsentation

the form
se.

ernational
prds. Any
pe clearly

e for any

e subject

ctors, of
ires for

FDIS Report on voting

48B/731/FDIS 48B/749/RVD

Full information for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated
in the above table.

This part 2 constitutes the sectional specification in the IEC quality assessment system for

electron

ic components (IECQ) for circular connectors.
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Les autres parties constituent la spécification générique et les spécifications intermédiaires,
certaines étant a I'étude ou en préparation:
CEI 61076-1, Spécification générique
CEIl 61076-3, Spécification intermédiaire — Connecteurs rectangulaires
CEI 61076-4, Spécification intermédiaire — Connecteurs pour cartes imprimées

CEIl 61076-5, Spécification intermédiaire — Socles en ligne

CEIl 61076-6, Spécification intermédiaire — Piéces de contact

héro de
oniques

Le numgro QC qui figure sur la page de couverture de la présente pt
spécification dans le systeme CEIl d’assurance de la qualité dé

(IECQ).
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The other parts form the generic specification and the sectional specifications, some being
under consideration or in preparation:

IEC 61076-1, Generic specification
IEC 61076-3, Sectional specification — Rectangular connectors
IEC 61076-4, Sectional specification — Printed board connectors

IEC 61076-5, Sectional specification — In-line socket devices

IEC 61076-6, Sectional specification — Loose part contacts

The QC| number that appears on the front cover of this publication
of the IHC Quality Assessment System for Electronic Componenjs

S

ecification )umber
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CONNECTEURS POUR APPLICATIONS ANALOGIQUES
EN COURANT CONTINU ET A BASSE FREQUENCE ET POUR
APPLICATIONS NUMERIQUES UTILISANT DES DEBITS ELEVES
POUR LE TRANSFERT DES DONNEES —

Partie 2: Connecteurs circulaires sous assurance de la qualité —
Spécification intermédiaire

1 G’ AAralitdc
eRefrattes

1.1 D¢maine d’application

La présente partie de la CEI 61076 établit des spécifications, des\prescripti
et des procédures d’assurance de la qualité uniformes pour les ¢onnec

Elle comporte une sélection de I'ensemble des méthodes
et des vjaleurs préférentielles concernant les dimensio

Elle fou

de type

4évérités

culieres
briels et

spécifi-

ere, les

Les doduments pférence
quiy e 61076.
Au monjent de la g normatif
est sujgt 3 artie de
la CEIl 6(1076/50nt écentes
des doduments no pati edent le
registrejde

CEIl 60 Conrlexions sans soudure — Partie 1: Connexions enroulées - Régles
général ‘essai et guide pratique

CEl 60352-2:1990_Connexions sans soudure — Partie 2 Connexions serties sans soudure —

Reégles générales, méthodes d’essai et guide pratique

CEl 60352-3:1993, Connexions sans soudure — Partie 3: Connexions autodénudantes

accessibles sans soudure — Régles générales, méthodes d’essai et guide pratique

CEl 60352-4:1994, Connexions sans soudure — Partie 4: Connexions autodénudantes, non

accessibles sans soudure — Régles générales, méthodes d’essai et guide pratique

CEIl 60352-5:1995, Connexions sans soudure — Partie 5: Connexions insérées a force sans

soudure — Regles générales, méthodes d’essai et guide pratique
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CONNECTORS FOR USE IN DC,
LOW-FREQUENCY ANALOGUE AND DIGITAL
HIGH SPEED DATA APPLICATIONS -

Part 2: Circular connectors with assessed quality —
Sectional specification

1 General

1.1 Sg¢ope

This paft of IEC 61076 establishes uniform specifications, type testin
assessment procedures for circular connectors.

It contajns a choice of all test methods and sequences,
dimensipns and characteristics.

3>qua|ity

It gives il $ iffcationsAor circular copnectors

of asseq

It shoul
relevan{ detail specification.

vith the

In the gvent of conflict bef QCti ificdtion and the detail specification, the

requirements of the detai

1.2 Neormative refer
The follpwing n@'

his text,

constit:re provisions hdicated
were v s based
on this \ he most
recent gditi e xwormative documents listed below. Members of IEC and ISO maintain
register

IEC 60
Genera

IEC 60352-2: 1 =
requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-3:1993, Solderless connections — Part 3: Solderless accessible

ctions —

General

insulation

displacement connections — General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-4:1994, Solderless connections — Part 4: Solderless non-accessible insulation
displacement connections — General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-5:1995, Solderless connections — Part 5: Solderless press-in connections — General

requirements, test methods and practical guidance
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CEIl 60512: — Composants électromécaniques pour équipements électroniques - Procédures
d'essai de base et méthodes de mesure

CEIl 61076-1:1995, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le cadre
d’'applications analogiques en courant continu et a basse fréquence et dans le cadre
d’'applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données — Partie 1:
Spécification générique

2 Caractéristiques techniques

2.1 Terminologie

La termj 1 de la
CEl 610
2.2 C
Il convig imales,
ainsi qup ce d’ [ inu 3 ide, i & 5 [ dlquees

en 2.2
conformément aux regles générales figurant dans

tempérdtures et les sévérités préférentielles suivant chaleur
humide [ ont été sélectionnées.
Tableau 1 - Categ?teicllm/a@u&s <V, Ie@ choisjes
Catégprie climatique Gamme de tempéra conth\Ach‘gJIeur Code d'identificdtion ¥
hu ide en
°C
55/350/56 -65°C a 35 \/56 u
55/260/56 \ %5\{0 a 2\0\\6\ B v 56 T
55/200/56 ] (7@\ 56 S
55/175/56 \95\9 \1\7\\@\ > 56 X
35/150/56\/ \5\°c§{50\€S 56 R
55/125/56 /\\ \6\5 \c\’é\@\/c 56 o
55/155/56 \ \ ¥5M5 °C 56 Y
35/12< -55%C a 125 °C 21 P
M\I@{\A{ \ —40 °C 4 100 °C 21 N
47}0\}\ \ \/ —-40°C a4 100 °C 10 M
D5/085/21 > -25°C a85°C 21 L
D5/070/10 -25°Ca70°C 10 K
10/070/04 -10°Ca70°C 4 [

Y code d’identification a utiliser pour la désignation CEl.

2.3 Lignes de fuite et distances d’isolement

La spécification particuliere doit spécifier les lignes de fuite et distances d’isolement
conformément aux prescriptions du 2.3 de la CEl 61076-1. Les tensions de fonctionnement
dépendent de I'utilisation des prescriptions de sécurité spécifiées ou applicables.

2.4 Intensité admissible

La spécification particuliere doit spécifier l'intensité admissible pour les connecteurs
conformément aux prescriptions du 2.4 de la CEl 61076-1.
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IEC 60512:

- 11 —

procedures and measuring methods

— Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing

IEC 61076-1:1995, Connectors with assessed quality, for use in d.c. low frequency analogue

and in digital high speed data applications — Part 1: Generic specification

2 Technical information

2.1 Terminology

The terminology used in and applicable to this specification is stated in 2.1 of IEC 61076-1.
IEC 60512-1 also contains applicable terms.

2.2 Classification into climatic categories

The lower and upper temperatures and the duration of the damp hea hould,
unless gtherwise impractical, be selected from the preferred value b1076-1.
The conmnectors are classified into climatic categories in acco al rules
given in| IEC 60068-1. The following preferred temperature e damp
heat stelady state test have been selected.
Table 1 — Climatic categories seI ted walues
Climfatic category Identification cqde Y

Temperature range
o {\

A

55/350/56 -65 °C to 35@ u
55/260/56 -65 °C to 26&) °C (\ >6 T
55/200/56 ( 265 °m C > 56 S
AN
55/175/56 N —65C t 175\c\ ) 56 X
55/150/56 L \/\Qs\c té\{\b\c 56 R
35/125/56< > —@ C\Q 56 o}
55/155/56 ( \/\%W 56 Y
LN
55/125/21 < \ —N to 125 °C 21 P
10/10 —E&\"c to 100 °C 21 N
W(ﬁ{o Wc to 100 °C 10 M
&QSA \ > —25°C to 85 °C 21 L
75/0N \ —25°Cto 70 °C 10 K
10/076/04 —-10 °C to 70 °C 4 I
Y |dentificatiorrcotetobeusedt-fortEe desigmation:
2.3 Creepage and clearance distances

The detail specification shall specify creepage and clearance distances in accordance with the
requirements of 2.3 of IEC 61076-1. Operating voltages depend on the application and on the
applicable or specified safety requirements.

2.4  Current-carrying capacity

The detail specification shall specify the current-carrying capacity of connectors in accordance
with the requirements of 2.4 of IEC 61076-1.
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2.5 Désignation de type CEI

Les connecteurs conformes a la présente norme doivent étre identifiés par les indications

spécifiées ci-dessous, dans I'ordre indiqué.

a) Les lettres «IEC»
b) Le numéro (2) désignant la présente spécification intermédiaire

c) Le numéro de la spécification particuliere (sans tirets), comportant 9 caractéres (par

exemple 610764100)

d) Une lettre désignant le modéle de connecteur (le systéme doit étre indiqué dans la

spécification particuliére)

e) Une |ettre désignant une taille de boitier ou de corps

f) Deu¥ numéros désignant la disposition des isolants (pas néce
contgcts)

g) Une |ettre désignant le type de contact:

« M contact male

- K contact femelle

« H contact hermaphrodite
h) Une |ettre désignant le principal type de sortie,
oeillet de borne a souder
borne a souder, cuve de soudage
borne a souder, cablage imprim
[ sertissage
\V borne pour con

4

bre de

antes>doivent étre util|sées:

i) Une |lettre ou un |nné S 8 pelafisation du connecteur selon un montage
partigulier des détramp S i tionndes détrompeurs sur le botftier (coquillg) ou les
corpg, ou la iS¢ S itier telle que N, A, B, C, D, W, X, Y, Zod 0, 1, 2,
3, etg. ou N et \g 1€p posithon neutre. La position neutre est la position hormale

ou ngrmalisée

j) Sila ' iereYe_préscrit, le code de variante peut éventuellement étfe élargi

pour nations telles que la catégorie climatique, la couleur, etd

k) Lorsg articuliere prévoit une variation des niveaux de performdnces et
d’éve uméro et une seule lettre doivent étre utilisés pour ¢ésigner
respectiv ~ veau de performance (PL) et le niveau d’évaluation (AL). Le nyméro et
la leftre doivwent é{re décrits dans la spécification particuliere et doivent constifuer les

derniers earactéreg du type de désignation

|) La lettre hnrrnepnndnnf au-code didentificationdonné en 2.2

Groupement des informations

» Description de base: a—-b -c —d;

« Taille de corps, disposition des contacts; type de contact: e —f— g — h;
« Polarisation: i;

« Variante de performances: j — k.

2.6 Marquage

Chaque connecteur et chaque boitier associé doivent porter un marquage conforme aux

prescriptions spécifiées en 2.6 de la CEIl 61076-1.
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2.5

IEC type designation

Connectors conforming to this standard shall be identified by the following indications and in
the order given:

a) The letters “IEC”.
b) The number (2) denoting this sectional specification.

c) The number of the detail specification (without dashes), being nine characters (e.g.
610764100).

d) A letter denoting the style of the connector (the system shall be specified in the detail

specification
e) A letter denoting a housing or body size.
f) Two humbers denoting the insert arrangement (not necessarily th
g) A letter denoting the type of contact:

h) A letler denoting the basic type of termination. The¢

i) A letfer or number dengti ctar potdrization by a particular arrangement
d or position of insert in housing such as N, A, B,

j) If pre on, the variant code may optionally be extended
further i i Ratic category, colour etc.

k) Whe i iffcation provides for a variation of performance and asst
level ber and a letter shall be used to denote performance level (

asse

specfi e included as the final characters of the type of designation.
)] Idenlification tter given in 2.2.
Grouping of information

2.6

and keyways
C, D] W, X,
the njormal or stap

be ofknt«

M male contact
F female contact
H hermaphroditic contact

B solder termination eyelet

(o

b solder termination, solder bt
B solder termination, printed wire
¢ crimp

W wire wrap termip&ton
I| insulation displas

and 0 are the neutral position. Neutral pg

ts).

of keys
sition is
to cover

pssment
PL) and
e detail

Basic description: a— b — ¢ — d;

Body size, contact arrangement; contact type: e — f—g — h;
Polarization: i;

Performance variant: j — k.

Marking

Each connector and its associated package shall be marked in accordance with the
requirements specified in 2.6 of IEC 61076-1.
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2.7 Groupes de connecteurs liés

Groupes de connecteurs au sein d'une sous-famille présentant des caractéristiques
communes. Exemples types: mémes caractéristiques de montage mais types et nombres de
contacts différents, ou caractéristiques de couplage semblables mais insertions et types de contacts
différents. Un groupe de connecteurs liés est couvert par une spécification particuliere unique.

- Type: connecteurs appartenant a une sous-famille particuliere, un connecteur
multicontact avec couplage fileté.
— Gamme: tailles de boitier (coquille) et disposition des contacts pour un type.

— Modele: connecteur particulier appartenant a un type, par exemple connecteur fixe pour
montage Sur trou unigque.

— Varignte: variations au sein d’'un type, d'un modele ou d’'une gamme

Exemples

— familje: connecteur;

— soustfamille: connecteur circulaire;

- type: connecteur multicontact circulaire avec
- gamarLue: taille de coquille 1 avec 2 contacts @a tai s cts;
— vari

te: taille de coquille 1 avec 2 c¢ \ uage_au nickel par immersion,
sortie autodénudantg; et

2.8 Niveau d’'interchangeabilité

A I'étude.

2.9 Conditions de livraison

Les con a liyré ownsans contacts (pour les contacts amoviples) en
fonction ification_particuliere doit spécifier si la partie avapt de la
coquille 6 jarnitures en plastique. Pour les connecteurs liviés avec
des con i iere/doit spécifier les éléments suivants:

— le no entaires par taille;

— le no d’extraction par taille de contact;

— le no & PO emplissage.

2.9.1

Les con rs et, fe cas échéant, leurs contacts, plots de remplissage et outils doijent étre
emballés S sacs—en—plastique—transparent—et—inerte es—contacts—et—plots de

remplissage doivent étre emballés dans un conteneur rigide pour éviter tout endommagement.
La désignation figurant sur 'emballage doit étre conforme a la désignation normalisée du produit.

2.9.2 Stockage

Le stockage doit se faire dans un endroit non soumis a des rayons ultraviolets, ne présentant
pas de valeurs extrémes de température ou d’humidité. Tous les cing ans, un contréle doit étre
effectué. La date du contrdle doit figurer sur un marquage et le produit doit étre reconditionné
conformément aux prescriptions relatives a I'emballage.
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2.7 Groups of related connectors

Groups of connectors within a subfamily having common features. Typical examples are: same
mounting features but different kinds and numbers of contacts, or equal coupling features but
different inserts and types of contacts. A group of related connectors is covered by a single
detail specification.

Type: connectors within a particular subfamily such as a multicontact connector with a
threaded coupling.

Range: the housing (shell) sizes and contact arrangements within a type.

Style:  a particular connector within a type, for example fixed connector for single hole
mounting.

Varignt: variations within a type, style or range.

Examples

— family: connector;

— subfamily: circular connector;
- type: circular multi-contact connector with thread
— range: shell size 1 with 2 contacts to shell size 3 with 620

— variant: shell size 1 with 2 contacts — ele
termination etc.

2.8 Interchangeability level

Under cpnsideration.

2.9 Delivery conditiops

Connectors may be de contacts (for removable contacts) depending on
the order. The ’ fed with
plastic qaps. For cohpé

cked in
transpafent, inert plastic bags. T pntainer
to prevent-damage—besighatio vith the

product standard designation.

2.9.2 Storage

Storage shall be in a place free from ultraviolet rays and temperature and humidity extremes.
Every five years, an inspection shall be made. The date of inspection shall be marked and the
product repackaged in accordance with the packaging.
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cédures d’'assurance de la qualité

Voir I'article 3 de la CEIl 61076-1.

4 Essais et programmes d’essais

4.1 Généralités

Voir I'article 4 de la CEl 61076-1.

La spéd
norme)
paires €

Des var

Il est p¢
I'ensem
restrein
chaque

Les connecteurs doivent étre traités

pratiqué

42 P

méthode
cas de i

Sauf s
atmosp

Lorsque
appartig
remplad
obtenus

43 P

Avant d
atmospli

n contact).
antes individuelles peuvent étre soumises a des essais 4

brmis de limiter le nombre de variantes a essaye
ple de la gamme pour laquelle I'homologatio

caractéristique doivent étre vérifiées.

s considérées comme bonne

écificatiom_contraire,
ériques

b réalise
ériques no

les essais, les connecteurs doivent étre préconditionnés dans des co
wales d’essais spécifiées dans la CEI 60068-1 pendant une période

sauf indication contraire dans la spécification particuliere

résente
guatre

ion.

Ative de

tre plus
larité et

lon des

ées. En
ce.

nditions
odes, il

odes de
a ceux

nditions
de 24 h,

4.4 Cablage et montage des spécimens

4.4.1 Céablage

Lorsqu’il est nécessaire d'effectuer un cablage des spécimens d'essai, la spécification
particuliere doit contenir des informations adaptées pour assurer la conformité avec les
meéthodes d’essai sélectionnées.
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3 Quality assessment procedures

See clause 3 of IEC 61076-1.

4 Tests and test schedules

4.1 General

See clause 4 of IEC 61076-1.

The derzjail specification shall state the test sequence (in accordance wijtfl

the nu
Individu

It is per
range fq
specific

The co

accordance with good current practice

4.2 T4

The tes
not necg
method

Unless
for testi

Where
respons
method

conditio
specifie

ber of specimens for each test sequence (not less than four m

hnectors shall have been processed

ptherwise ifi
Ng as s@

approval
|b|||ty of

this s ndaLd), and

in
ods but
pecified

nditions

iL is the
rnative

ecified.

bspheric
herwise

4.4  Wiring and mounting of specimens

4.4.1 Wiring

Where wiring of test specimens is required, the detail specification shall contain information

suitable

to comply with the selected methods of test.
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4.4.2 Montage

Lorsqu’il est nécessaire d'effectuer un montage dans le cadre d'un essai, les connecteurs
doivent, sauf spécification contraire, étre montés de facon rigide sur une plague métallique ou
des accessoires spécifiés, selon le cas, en utilisant les méthodes de connexion, les dispositifs
de fixation et les coupe-circuits définis dans la spécification particuliére.

4.5 Programmes d’essais

Pour couvrir les différentes applications de connecteurs, I’'étendue du programme d’essais peut
varier dans les diverses spécifications particulieres.

Le progfamme d’essais de base (minimal) est indiqué en 4.5.1.

La spéd i lgnces a
satisfair|
La prés i [ I&specification paiticuliére
ne devr

Un programme d’essais complet est défini en 4. er pour
évaluer xemple,
milieux

Pour la| plupart des types de connecteuxs, 3 d'essais intermédiaire pput étre
appropr|é. Ce programme d’essais int o) uite étre constitué en ometfant des
groupegq entiers et/ou des programmes d’essais complets, qui ne
sont pag nécessaires. Le e doivent pas étre modifiés maig utilisés

comme |indiqué en 4.5.2.
Si la séfuence des phs geoupe d’essais, n'est pas entiérement appropriée
a un tyge ou a @9 t\pdssible de modifier la séquence des essdis, mais
pas la mesure réalsg : jS, pour cette spécification particuliere spécifjque. Le
numéro 3 & 5&rvé pour chaque essai, ce qui permet de gardntir une
certaing type de modification de séquence devrait étre effectud.

Lorsqu’ at ere integre des caractéristiques supplémentaires nédessitant
des ess ¢ guences d’'essais spécifiques, I'essai approprié existant ou I¢ nouvel
essai af a forme d’'une annexe a la spécification particuliere) doit figure au bon
endroit au des essais. Ces caractéristiques peuvent étre spécifiées dans un ou
plusieurs groupe ais supplémentaires; voir groupe d’essais HP.

de
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4.4.2

Mounting

When mounting is required in a test, unless otherwise specified, the connectors shall be rigidly
mounted on a metal plate or to specified accessories, whichever is applicable, using the
specified connection methods, fixing devices and panel cut-outs as laid down in the detail
specification.

45 Test schedules

To provide for different applications of connectors, the extent of the test schedule may be
different in the various detail specifications.

The bas

The de
requirer

It is a
specific

A full te
severe §

For mos
test sch
test sch
given in

In the (
appropr
be perf
test ph
alteratid
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specific
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tail specification shall state the tests to be carried o
nents to be fulfilled.

requirement of this standard that in no case sha
htion be less than those listed in 4.5.1.

n in sequevice

rmed subseq \
se nu @ i gach test thereby affording clarity shoyld such

;fy the
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4.5.1 Programme d’essais de base (minimal)
Lorsque le programme d’'essai de base (minimal) est approprié, la spécification particuliére doit

prescrire les essais suivants, répertoriés dans le tableau 2 et doit spécifier les caractéristiques
a examiner et les exigences a satisfaire.

Tableau 2 — Programme d’essais de base (minimal)

Essai Mesure a réaliser
Phase Titre CEIl 60512 Sévérité Titre CEIl 60512 Prescription
d’essai Essaine | °Y condition - dans la SP
ssain tessai Essain
dans la SP ,\(
1 Examen général 1 Examen visuel a X
Examen de dimension et o) X
N
2.1 13a X
2.2 13b X
L\
3 asi 2a X
< milhvolts
ou
ésistanceg de contact — 2b
Meéthodge du courant
/\ /] d’essqi spécifié
4 A Résistance d’isolement 3a X
5 I "I!ension de tenue 4a X
6.1 Soudage 12a g 1>Ve\ \\) Résistance de contact — 2a X
Méthode au niveau des
ou millivolts
6.2 Autrgs sorti N ou ou
applicable
Résistance de contact — 2b
Méthode du courant
d’essai spécifié
Y
* Le ca&ézhe tA\d’ €5 esswis de bornes doivent étre utilisés, par exemple les essais de la CEl 60512 ou les
essais c}s\@rtl applicables de la CEI 60352.
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Basic (minimum) test schedule

Where the basic (minimum) test schedule is appropriate, the detail specification shall call for
the following tests listed in table 2 and shall specify the characteristics to be examined and the

requirements to be fulfille

d.

Table 2 — Basic tests (minimum)

Test Measurement to be performed
Test Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Require-
phase Test N condition of N ments
est No. testrbBS //T—& Q. in DS
1 General examination 1 Visual examination \ a X
Examination of dimensjon 1b X
and mass
2.1 Engaging and seRarati \1%> X
forces
or
2.2 Insertion and\it | 13b X
forcés (-7
3 2a X
or
2b
4 /' \ Ins@ion resistance 3a
\& Voltage proof 4a X
N ge p
6.1 Soldering tol2e X Contact resistance — 2a
or Q Millivolt level method
6.2 Other appli | * or or
terminations Contact resistance — 2b
Specified test current
method
* Where applicable Nather tegmination tests shall be used, e.g. tests of IEC 60512 or tests of the applicgble parts of
IEC 60352.
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4.5.2 Programme d’essais complet

Lorsque le programme d’essais complet est approprié, la spécification particuliere doit
prescrire les essais suivants (tableaux 3 a 13) et doit spécifier les caractéristiques a examiner
et les exigences a satisfaire.

Pour les bornes sans soudure, les séquences d’'essai de la partie applicable de la CElI 60352
doivent étre intégrées dans le programme d’essais complet approprié.

Cette partie ese ;ante
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4.5.2 Full test schedule

Where the full test schedule is appropriate the detail specification shall call for the following
tests (tables 3 to 13) and shall specify the characteristics to be examined and the requirements
to be fulfilled.

For solderless terminations, test sequences of the applicable part of IEC 60352 shall be
integrated into the appropriate full test schedule.

O
@
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4.5.2.1 Groupe d’essais P — Essais préliminaires

Tous les spécimens des groupes d’essai doivent étre soumis aux essais du groupe préli-
minaire P, dans la séquence indiquée ci-dessous.

Tableau 3 — Groupe d’essais P

Essai Mesure a réaliser
Phase Titre CEIl 60512 Sévérité Titre CEl 60512 | Prescription
d’essai - ou condition - dans DS
Essain d’essai Essain

dans la SP

P1 Examen général 1 Examen visuel la X
Examen de dimer{b\ 1 X
et masse

P2 Méthode de polarisation 13e X (

P3 Entrée restreinte 16b

P4 X

P5 BN \ ﬁés\istance d’isolement 3a X
(note 1) —~

P6 Mon de tenue 4a X
(note 3) (\ N

P7 Etanchéité \l14 5in dans
(grande perte d'air) ha

direction
P7.1 Etanchéi@ 1
(faible pert: Ey}’)\

P8 Longueur d'ghclen- }é X
chement éfectrigu
24a

P9 Magn/éﬁémg\g’sié\{el

P10 Efficasjté deMot c- \/ 1d
ondes\comtdets
(santacts pfateges)

N\
NOTE 1 4 Si la cificatiQn particuliére le prescrit, la résistance d'isolement doit également étre mesurée entre une

sortie et Yn boftier présenta@nt un espacement minimal.

NOTE 2 H Sidar spécificalion particuliere le prescrit, les spécimens doivent étre soumis a des essais aprds 2 h a une
tempéran re r-nmlnri':p entre —25 °C ot 55 °C

NOTE 3 - Le cas échéant, la spécification particuliéere doit spécifier s’il faut accoupler ou désaccoupler les
connecteurs pour cet essai. Le spécimen doit étre soumis a la tension d’essai entre une sortie et le boftier présentant
un espacement minimal.

NOTE 4 — Si applicable — Température 350 °C + 5 °C.

NOTE 5 — Si applicable: si le nombre de contacts a essayer est inférieur ou égal a cing, chaque contact doit étre
soumis a 10 opérations. Si le nombre de contacts a essayer est supérieur a cing, chaque contact doit étre soumis a
3 opérations. Les forces doivent étre mesurées durant la premiére et la derniére opération.

NOTE 6 — Des spécimens désaccouplés et cablés doivent étre exposés pendant 2 h a une atmosphére contenant de
I’'ozone selon une concentration de 0,010 % a 0,015 % en volume a température ambiante.
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Test group P — Preliminary tests

All specimens shall be subjected to the following tests. All the test group specimens shall be
subjected to the preliminary group P tests in the following sequence.

Table 3 — Test group P

Test Measurement to be performed
Test Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 | Require-
phase condition ments
Test No. of test Test No. in DS
mn-Ds
[
P1 General examination 1 Visual examination a
Examination of dim i ( b
and mass
P2 Polarizing method 13e X \ \
P3 Restricted entry 16b
P4 2a X
or
2b
P5 > I ulawétance 3a X
(note 1)
P6 bsl\te;]} proof 4a X
(note 3)
P7 Sealing \(l4a I
(gross air leakag ch
. ecti
P7.1 |[Sealing 14b
(fine air ledkaye)
ps  ||Electrical W \ﬁ/\ X
length A
P9 Residual gnx(é& W
P10 i
DN
NOTE 14 | e\crf}gd tail specification the insulation resistance shall also be measured bptween one
terminatign an using having minimum spacing.
NOTE 2 - If specified™q_the detail specification, the specimens shall be tested after 2 h at a temperature betjveen —25 °C
to 55 °C.

NOTE 3 — When applicable the detail specification shall specify whether the conneciors are to be mated or unmated
for this test. The specimen shall be subjected to the test voltage between one termination and the housing having a
minimum spacing.

NOTE 4 — If applicable — Temperature 350 °C + 5 °C.

NOTE 5 — When applicable if the number of contacts to be tested is five or less, each contact shall be subjected to
10 operations. If the number of contacts to be tested is greater than five, each contact shall be subjected to three
operations. The force shall be measured during the first and the last operation.

NOTE 6 — Specimens unmated and wired shall be exposed for 2 h to an atmosphere containing ozone at a concen-
tration of 0,010 % to 0,015 % by volume at ambient temperature.
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Les spécimens doivent ensuite étre divisés en un nombre de groupes approprié. Tous les
connecteurs de chaque groupe doivent étre soumis aux essais suivants, décrits dans la
spécification particuliere, selon la séquence indiquée, sauf si la spécification particuliere
prescrit une modification de la séquence des essais ou ajoute de nouveaux essais pour vérifier
des caractéristiques de connecteur supplémentaires (voir 4.5).

Les spécimens doivent étre divisés en 10 groupes (voir 4.1). Tous les connecteurs de chaque
groupe doivent étre soumis aux essais spécifiés pour le groupe approprié.

4.5.2.2 Groupe d’'essais AP — Essais dynamiques/climatiques
Tableau 4 — Groupe d’essais AP

Essai Mesure ‘(réaliser
/Q‘
Phase Titre CEl 60512 Sévérité Titre CEIl §0542 gscription
d’essai o ou condition \¢ o dgas la SP
Essain d’essai ssai 3

dans la SP /\

AP1 Endommagement par 16a X N
sonde d’essai <\\ \ \

AP2 Force de rétention 16e X \ X
du calibre
(contacts élastiques)

AP3 ﬁvrée d.acsouplerent 13a X
(note 2) t de{dés lethent

AP4 Soudabilité 12a ou \/ X
12b
ou 12c N \

AP5 Q rﬁ(on de tenue 4a X

(note 3)

7

AP6 |[Résistance méca@q/ 7b x~—"

au choc <>

AP7  ||Rétention d @}&i M\\/ X

dans I’ |so|
Examen visuel la X
AP8 |[|Rétentjo \/?5c X
e Oft (t rsi
Examen visuel la
AP9 Secous\‘,w\ \ 6b X Perturbation du contact 2e
AP10 [|Vikrations 6d X Variation de la 2c
ou résistance de contact
vibrations aléatoires 6e (durant I'essai)
AP11 | Chocs 6¢C X Perturbation de contact 2e X
AP12 | Accélération constante 6a
AP13 | Variations rapides 11d
de température
Tension de tenue 4a
Résistance d’isolement 3a

AP14 | Charge statique 8a X
transversale

AP15 | Charge statique axiale 8b X
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The specimens shall then be divided into the appropriate number of groups. All connectors in
each group shall undergo the following tests as described in the detail specification and in the
sequence given, unless the detail specification requires alteration of the sequence of tests or
adds new tests to verify additional connector characteristics (see 4.5).

The specimens shall be divided into 10 groups (see 4.1). All connectors in each group shall
undergo the tests specified for the relevant group.

4.5.2.2 Test group AP — Dynamic/climatic tests

Table 4 — Test group AP

7
Test Measuremerp/ﬂs\\be)ggrfc%v\ed

Test Title IEC 60512 | Severity or Title IEC 12 Require-
phase condition ments
Test No. of test Test\No. in DS
in DS

AP1 Probe damage 16a X < \ \ \

AP2 Gauge retention force 16e X Q X
(resilient contacts)

AP3 separating 13a X
(note 2) f ces
AP4 Solderability 12a or X X
12b
or12c =N

AP5 Q Voltayé proof 4a X
(note 3) \(\

AP6 Mechanical stren th 7b
impact <>

AP7 Contact retent nin ka/\\/ X

insert

Visual examination la X

AP8 Insert\retentioQ\in c X
e EM\ N

\ \ ) Visual examination la X
X

AP9 Bump \ 6b X Contact disturbance 2e
AP10 |[|Vibration 6d X Contact resistance variation 2c X
or (during test)
random vibration 6e
AP11 | Shock 6¢c X Contact disturbance 2e X
AP12 | Acceleration, steady- 6a X
state
AP13 | Rapid change of 11d X
temperature
Voltage proof 4a X
Insulation resistance 3a
AP14 | Static load, transverse 8a

AP15 | Static load, axial 8b
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Essai Mesure a réaliser
Phase Titre CEIl 60512 Sévérité Titre CEIl 60512 | Prescription
d’essai s ou condition - dans la SP
Essain d’essai Essain
dans la SP
AP16 Etanchéité (grande perte 1l4a 5 min dans
d’air) chaque
Etanchéité (faible perte 14b direction
d’air)
AP17 Examen visuel //\‘L:: X
AP18 |[|Séquence climatique 1lla &
AN
AP19-1 ||Chaleur séche 11i
(note 4)
AP19-2 ||Basse pression 11k X
atmosphérique
AP19-3 [|Chaleur humide, 11m X
cyclique
(Premier cycle) /\
AP19-4 ||Froid 11] X ( (7 \/
AP19-5 ||Basse pression 11k X >\/
atmosphérique
AP19-6 ||Chaleur humide, 11m \/
cyclique
(Cycles restants) L \
AP20 (|Projection d’eau 14/g\ \ V\
N \R)ésistance d’isolement 3a X
I\ (note 1)
Résistance de contact — 2a X
Méthode au niveau
des millivolts
ou
Résistance de contact — 2b
Méthode du courant
/\ d’essai spécifié
\ Tension de tenue 4a X
\ (note 3)
AP21 N Forces d'accouplement 13a X
(note 3) et de désaccouplement
Examen visuel la X
AP22 | Résistance du systeme 15h X
de rétention de
contacts, a I'utilisation
des outils
AP23 | Etanchéité interfaciale 14f X
Tension de tenue 4a X
(note 3)
AP24 | Rétention de I'isolant 15b X

dans le boftier (axial)

NOTES -

Voir tableau 3.
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Table 4 — Test group AP (concluded)

Test Measurement to be performed
Test Title IEC 60512 | Severity or Title IEC 60512 Require-
phase condition ments
Test No. of test Test No. in DS
in DS
AP16 Sealing (gross air leakage) 1l4a 5 min in
each
Sealing (fine air leakage) 14b direction
AP17 Visual examination ( }a\ X

N
AP18 ||Climatic sequence 1lla X /\Q (\

AP19-1 ||Dry heat 11i X
(note 4) /\

AP19-2 ||Low air pressure 11k X \ \ \/

AP19-3 ||Damp heat, cyclic 11m X \ )
(first cycle)

AP19-4 ||Cold 11j X

e
AP19-5 ||Low air pressure 11k X (\\// O \

A
AP19-6 ||[Damp heat, cyclic 11m
(remaining cycles)

AP20 ||/Impacting water 149 X

M resistance 3a X
/ /\ (note 1)

\l ):ontact resistance — 2a X
Millivolt level method
or
Contact resistance — 2b
Specified test current

A method

\/ Voltage proof 4a X
(note 3)

AP21 \ \/ Engaging and separating 13a X
(note 3) \ forces
\ \\/ Visual examination la X

AP22 Contactkrsn\tiac? 15h X
system, resistafice

to‘tool application

AP23 | Interfacial sealing 14f X

Voltage proof 4a X
(note 3)

AP24 | Insert retention in 15b X
housing (axial)

NOTES - See table 3.
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4.5.2.3 Groupe d’essais BP — Essais mécaniques/climatiques
Tableau 5 — Groupe d’essais BP
Essai Mesure a réaliser
Phase Titre CEIl 60512 Sévérité Titre CEIl 60512 | Prescription
d’essai .. | ou condition - dans DS
Essain d’essai Essain
dans SP
BP1 Forces d'accouplement 13a X
(note 2) et de désaccouplement
BP2 l':\.ll ILt;UI IIICIIICIIt IIIC’\:GII; Da
que (la moitié du nombre
d’opérations spécifié)
BP3 Essais climatiques
BP3.1 |[|Corrosion, brouillard salin 11f
ou
BP3.2 |[[|Corrosion, atmosphére 119
industrielle
ou
BP3.3 |[[Séquence climatique 1lla
ou
BP3.4 ||Essai continu de chaleur 1lc
humide
ou
Chaleur humide, cyclique 11m
X
<\(\ Méthode du courant d’essai
Q\ spécifié
BP4 Fonctionne \}>
mécanique omb
d’opérations 5925\
Résistance d’isolement 3a X
(note 1)
Continuité électrique 2f X
du bottier (coquille)
A\ Tension de tenue 4a X
(note 3)
N
BP5 Forces d'accouplement et 13a X
(note 2) de désaccouplement (froid)
BP6 Force de rétention 16e X
du calibre (contacts
élastiques)
BP7 Forces d'insertion, 15d X
(note 5) | de déverrouillage
et d’extraction *
BP8 Rétention du contact 15e X
dans l'isolant par nutation
du cable **
BP9 Charge statique axiale 8b X Examen visuel la

* Pas sur les contacts soumis aux essais de phase P.
** Applicable aux contacts amovibles uniquement.

NOTES - Voir tableau 3.
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4.5.2.3 Test group BP — Mechanical/climatic tests

Table 5 — Test group BP

Test Measurement to be performed
Test Title IEC 60512 | Severity or Title IEC 60512 Require-
phase condition ments
Test No. of test Test No. in DS
in DS
BP1 Engaging and separating 13a X
(note 2) forces
BP2 Vechanicar operation 9a S
(half of the specified
number of operations) . (\

BP3 Climatic test X < \

BP3.1 [|Corrosion, salt mist or 11f X /\ \

BP3.2 [|Corrosion, industrial 11g X \ \/
atmosphere or (\ \

BP3.3 [|Climatic sequence or 1la X \ \ /

BP3.4 ||Damp heat, steady- 1l1c X \)
state
: 5
Damp heat, cyclic 11m

istapte — 2a X

resistance — 2b
< (\ Speégified test current

thod
BP4 ||[Mechanical operati 9a Q >\/

(the remaining numbe
Insulation resistance 3a X
(note 1)

electrical continuity

Voltage proof 4a X
(note 3)

of operatipn/s\
\/ Housing (shell) 2f X

BP5 \ \) Engaging and separating 13a X
(note 2) forces (cold)

BP6 Gauge retention force 16e X
(resilient contacts)

BP7 Contact insertion, 15d X
(note 5) [ release and extraction
force *
BP8 Contact retention in 15e X

insert, cable nutation **

BP9 Static load, axial 8b X Visual examination la

* Not on contacts to be tested in phase P.
** Applicable to removable contacts only.

NOTES - See table 3.
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4.5.2.4 Groupe d’essais CP — Essai d’humidité
Tableau 6 — Groupe d’essais CP
Essai Mesure a réaliser
Phase Titre CEIl 60512 Sévérité Titre CEIl 60512 | Prescription
d’essai .. | ou condition - dans la SP
Essain d’essai Essain
dans la SP
CP1 Immersion 1l4e X Résistance d’isolement 3a X
a basse pression (note 1)
atmosphérique
CP2 Essai continu de 1llc X Résistance d’isolement & 3a X
chaleur humide (\< x (note 1)
Continuité éleefrigue 2f M X
du boitier (coquille)
- A
X
(C x
nsiornde terdue 4a X
(note 3)
}Y%cet%d’accouplement 13a X
\&t désaccouplement (note 2)
CP3 \( >~ £{anchéité 14a 5 min dans
(grande perte d’air) chaque
L direction
Etanchéité
/\ (faible perte d'air) 14b X
CP4 S Examen visuel la X
A
CP5 Rétention des contacts 15a X
/ dans I'isolant
NOTES —|Voir gﬁ%@\ \ \
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45.2.4 Test group CP — Moisture

Table 6 — Test group CP

Test Measurement to be performed
Test Title IEC 60512 | Severity or Title IEC 60512 Require-
phase condition ments
Test No. of test Test No. in DS
in DS
CP1 Immersion at low air 14e X Insulation resistance 3a X
pressure (note 1)
CP2 Damp nheat, steady- TIT X msutaton resistance X
state \ (note 1)
/\ (\
Housing (shell) X
electrical contlryzﬂh]\
Contact resjstange — >ﬂ/ X
2b X
\ oltag prokf.) 4a X
(note 3)
(A a mg and separating 13a X
~ (note 2)
CP3 \((gross air leakage) 14a 5 min in
each
direction
[\/ Q\ Sealing (fine air leakage) 14b X
CP4 /\ s } ) Visual examination la X
CP5 > Contact retention in insert 15a X
AN
NOTES —|See table y\
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4.5.2.5 Groupe d’essais DP — Endurance

Tableau 7 — Groupe d’essais DP

Essai Mesure a réaliser
Phase Titre CEIl 60512 Sévérité Titre CEIl 60512 | Prescription
d’essai Essaine | °Y condition Essai n° dans la SP
ssai n d'essai ssain
dans la SP
DP1 Variations rapides de 11d X
température
DP2 Foncuonnement 9a S
mécanique (

DP3 Charge électrique et 9b X Résistance d’isole%\

[EaN
a
température
Résistance dé contact X
Méthode I

2b

4a X
(note 3)

DP4 Durabilité du systeme
de rétention des
contacts et des joints
d’étanchéité (entretien
vieillissement) (

DP5 N \) Etanchéité l4a X
Q (forte perte d’air)

Etanchéité 14b X
(faible perte d’air)

X

DP6 /\< \/ Etanchéité interfaciale 14f

DP7 < \ / Examen visuel la

DP8 Sabl%hm@s\iér\s\«; \1h X

DP9 \ Contréle fonctionnel de 13a Manuel
4 I'accouplement et du X
désaccouplement

DP10 ||Chute.ti 7a X
(essai repété

Examen visuel la X

NOTES - Voir tableau 3.
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4.5.2.5 Test group DP — Endurance
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Table 7 — Test group DP

Test Measurement to be performed
Test Title IEC 60512 | Severity or Title IEC 60512 Require-
phase condition ments
Test No. of test Test No. in DS
in DS
DP1 Rapid change of 11d X
temperature
DP2 Vechanicar operation 9a S A
[EN
DP3 Electrical load and 9b X Insulation resistanc 3a X
temperature (note 1)
Contact resist 2a X
Millivolt lev
or
Coptact re 2b
Specifi
metho
AN A
h{g pr@ 4a X
(note 3)
DP4 Durability of contact 9d X \/
retention system and
seals
(maintenance, ageing) (\
DP5 \(\ \) Seating (gross air leakage) 1l4a X
[\ ealing (fine air leakage) 14b X
DP6 k \ \ Interfacial sealing 14f X
DP7 Q > < < Visual examination la X
DP8 Sand and duit }Ny\ \/ X
DP9 \/ Functional check of 13a By hand
engaging and separating X
DP10 ||Free fqll (r&:eé\t\ed\)\ >a X
N
I \ \ Visual examination la X
NOTES — SN&. \\/
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4.5.2.6 Groupe d'essais EP — Moisissures/Feu

Tableau 8 — Groupe d’essais EP
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Essai Mesure a réaliser
Phase Titre CEIl 60512 Sévérité Titre CEIl 60512 | Prescription
d’essai Essaine | °Y condition Essai n° dans la SP
ssai n d'essai ssain
dans la SP
EP1 Robustesse des sorties 16f X
EP2 Mesure de la défor- 169 X
mation a-urn contact
aprés sertissage (
EP3 Moisissures 11e X bprobation
{nitiale
N ulement
Résistance dis leM \) X
(note 1)
Examen N >1a X
EP4 Inflammabilité (braleur- 20a X
aiguille) (7
EP5 Tenue a la flamme 20b X (\ \
NOTES —|Voir tableau 3. )\/
4.5.2.7 | Groupe d’essais FP — Essais de fdees
<\ ?hl-ee\ he d’ S4is FP
Mesure a réaliser
Phase | 051\2\ Sévexté Titre CEIl 60512 | Pfescription
d’essai NN u ition Essai n° dans la SP
sai d'essai ssain
ns la SP
FP1 Resmtanceélu\\u\des \\Qc X
FP2 Forces d’accouplement 13a X
(note 2) et de désaccouplement
FP3 Résistance de contact — 2a X
Méthode au niveau des
millivolts
ou
Résistance de contact — 2b
Méthode-du-courant
d’essai spécifié
FP4 Résistance d’isolement 3a X
(note 1)
FP5 Rétention des contacts 15a X
dans l'isolant
FP6 Rétention de l'isolant 15b X
dans le boftier (axial)
FP7 Examen visuel la X

NOTES

— Voir tableau 3.
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45.2.6 Test group EP — Mould/Fire
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Table 8 — Test group EP

Test Measurement to be performed
Test Title IEC 60512 | Severity or Title IEC 60512 Require-
phase condition ments
Test No. of test Test No. in DS
in DS
EP1 Robustness of 16f X
termination
EP2 Measurement of 169 X
contact deformation
after crimping A (\
EP3 Mould growth 1lle X Initial
approval
only
: A
Insulation/fesistance 3a X
(note 1)
Vi aI exa\i‘f\atl \ la X
EP4 Flammability 20a X
(needle flame) (\\)/ /\\
. N\
EP5 ||Fireproofness 20b X < )\/
NOTES —|See table 3. > \/
4.5.2.7 | Test group FP — Fluids % \>
NN N
/\ x Tes> > Measurement to be performed
Test ﬁﬂe/ IE 05}2\ Seyerity or Title IEC 60512 Require-
phase ondition ments
est No. of test Test No. in DS
in DS
FP1 Fluid@shan\\og \ ch X
FP2 N Engaging and separating 13a X
(note 2) \ forces
FP3 N\ Contact resistance — 2a X
Millivolt level method
or
Contact resistance — 2b
Specified test current
method
FP4 Insulation resistance 3a X
(note 1)
FP5 Contact retention in insert 15a
FP6 Insert retention in housing 15b
(axial)
FP7 Visual examination la X

NOTES -

See table 3.
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4.5.2.8 Groupe d’'essais GP — Essais de méthodes de connexion
Tableau 10 — Groupe d’essais GP
Essai Mesure a réaliser
Phase Titre CEIl 60512 Sévérité Titre CEIl 60512 | Prescription
d’essai .. | ou condition - dans la SP
Essai n d’essai Essain
dans la SP
GP1 Connexions.
Sertissage de sortie CEl 60352-1 X
enfichable, enroulée
sans soudure a section | ©F PY99e< A
latérale nominale
GP2 Déroulement, 16m X
connexions enroulées
sans soudure NA
GP3 ||Résistance a la 16d X \ \)
traction (connexions
serties)
AN
4.5.2.9 | Groupe d’essais HP — Accessoires
Tablea@ upe gressais @
Essai ~— Mesure a réaliser
Phase Titre CEl 60512 Titre CEIl 60512 | Pfescription
d’essai . ) dans la SP
Ess 2 > Essai n°
N
HP1 Robustesse des e}‘e\-/ 17a
cables
HP2 Résistan&c;:}se e- 17 A
cables a la %ﬁ\
des cables A
HP3 ||Résistancé\des\sexe- \1%/ X
cables ala thaction
des cables
HP4 esistance es\serre 17d X
Tsables™a Ya fors
zg@le
HP5 15¢ X

Robustesse de
I'attache du C chon

protecteur
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4.5.2.8 Test group GP — Connection method tests

Table 10 — Test group GP

Test Measurement to be performed
Test Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Require-
phase condition ments
Test No. of test Test No. in DS
in DS
GP1 Connections,
solderless, nominal
cross-section IEC 60352-1
area wire-wrap, IEC 60352-2
press-in termination
crimp A (\
GP2 Unwrapping, solder- 16m X
less wrapped
connections (\
GP3 Tensile strength 16d X A
(crimped connection) \
AN
4.5.2.9 | Test group HP — Accessories
Table 11 st graup
Test ( \ \ Measurement to be performed
YN
Test Title IEC 60512 Severity\or Title IEC 60512 Require-
phase congditio ments
[\ t No. test Test No. in DS
HP1 Cable cla 17
robustnéss
HP2 Cable claM 17b X
resistance able
rotation
HP3 > 17c X
o
HP4 \) 17d X
to\cab
torsio
HP5 Kobdstnessof 159 X

protective cover

attachment
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Tableau 12 — Groupe d’essais KP
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Essai Mesure a réaliser
Phase Titre CEIl 60512 Sévérité Titre CEI 60512 | Prescription
d’essai Essai n® ou condition Essai n°® dans la SP
d’essai
dans la SP
KP1 Combinaison/séquence 11b X
de froid, de basse
pression atmosphérique
et de chaleur humide -
KP2 Résistance a I'ozone (note 6) X &
KP3 Tension de tenue 43 X
(note 1)
KP4 X Ssi % X
2b
NOTES —|Voir tableau 3. f\
4.5.2.11 Groupe d’essais LP — Corrosiog dyramiqu
Tableau /13 — Groupedessais LP
Mesure a réaliser
Phase Titre CNOSlZ Titre CEl 60512 | Prescription
d’essai b/ Essai Q Essai n°® dans la SP
LP1 Examen VI \
LP2 \/\ Force de maintien du 16i X
ressort de contact de
mise a la masse
LP3 Continuité électrique 2f X
du bottier (coquille)
LP4 Blindage RFI — 23a X
Gamme de fréquences
10 kHz a 100 MHz
100 MHz a 1 GHz
LP5 Faenctionnement 9a X
mecanique
LP6 Variations rapides de 11d X
température
LP7 Corrosion, brouillard salin 11f X
Continuité électrique 2f X
du boitier (coquille)
Blindage RFI - 23a X
Gamme de fréquences
10 kHz a 100 MHz
100 MHz a 1 GHz
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4.5.2.10 Test group KP — Climatic sequence

Table 12 — Test group KP

Test Measurement to be performed
Test Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Require-
phase condition ments
Test No. of test Test No. in DS
in DS
KP1 Combined/sequential 11b X
cold, low air pressure
and damp heat
KP2 Ozone resistance (note 6) X /\&
KP3 Voltage proof X
(note 1) (\
KP4 X Contact resistan 2a X
Millivolt level
or
Contact i 2b
Specifietkte
ethod
NOTES —|See table 3. o K S ] P
~ 50
4.5.2.11 Test group LP — Dynamic corgsi U
Tabl - t group\LP
[N
/\'{est /\\ \\ Measurement to be performed
Test Title IE‘&‘\(60512 Title IEC 60512 Require-
phase ments
Jest Q Test No. in DS
LP1 Visual eW;&'QS\ \1a X
LP2 Grounding contact spring 16i X
(\ holding force
LP3 Housing (shell) 2f X
electrical continuity
LP4 A\ RFI shielding — 23a X
b Frequency range
10 kHz to 100 MHz
100 MHz to 1 GHz
LP5 Mechanical operation 9a X
LP6 Rapid change of TTd X
temperature
LP7 Corrosion, salt mist 11f X
Housing (shell) 2f X
electrical continuity
RFI shielding — 23a X
Frequency range
10 kHz to 100 MHz
100 MHz to 1 GHz
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